
產品可靠度暨非破壞 XRF 成份分析儀進階應用 
 

隨著時代的進步與市場的要求，產品的開發週期與上市時間將會越來越短
暫，如何在最短時間完成產品的設計開發，快速的投入市場，成為了所有研發
者面臨的最大挑戰。為此，山衛科技提供具有系統性、完整且全面的解決方案，
希望能透過這次的研討會課程相互交流，讓彼此都成為市場的贏家，敬邀您共
襄盛舉。 
 

主辦單位：山衛科技股份有限公司 
活動時間：2015 年 4 月 10 日(星期五) 下午 13:30~16:30 
活動地點：台北世貿一館 第四會議室（台北市信義路五段 5 號 2 樓） 
報名費用：免費參加（額滿為止） 
注意事項：每公司報名人數以 2 人為限 
聯 絡 人：02-26921400#338 吳小姐 
 

時間 行 程 表 主講人 

13:10~13:30 報到 - 

13:30~14:10 工業 4.0 對汽車產業的衝擊 
山衛科技 
王文志 經理 

14:20~15:00 車輛零件精密檢測技術 
工研院 
量測技術發展中心
戴鴻名 博士 

15:10~15:50 

手持式 X 光螢光分析儀 – 鍍層應用 
．XRF 的原理及應用 
．鍍層形式介紹 
．鍍層下底材之成份分析 
．實例應用：利用 XRF 快速檢測底材成份及鍍層厚度 

山衛科技 
洪詠華 副理 

16:00~16:40 汽車配件可靠度提升方案 
山衛科技 
陳金宏 技術專員 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 報 名 表  

公司全銜： 

參加者姓名： 性  別：男□ 女□ 

部  門： 職  稱： 

聯絡電話： 分  機： 

手  機： E - m a i l ：  

是否為山衛科技手持式 XRF 使用客戶：是□ 否□ 

資料填妥請回傳至 FAX：02-2692-1380 或 E-mail：nina@samwells.com 即可


